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SC CIS/H/Publication IEC 61000-6-4 Amend. 1 2010, Second edition/I-SH

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 6-4: Generic standards —
Emission standard for industrial environments

INTERPRETATION SHEET

Limits , for~ the
ational, ‘special

This interpretation sheet has been prepared by CISPR subcommittee H;
protection of radio services, of IEC technical committee CISPR: |
committee on radio interference.

The text of this interpretation sheet is based on the following documents;

FDIS Report on votl\k\g \

CISPR/H/218/FDIS ClspR/@s/\R\Q\\
A

Full information on the voting for the approval of thi
report on voting indicated in the above table.

t can be found in the

Interpretation
The requirement in Claus

8

The measurement.instrumentation uncertainty shall be calculated and compared with the
budgets defined in CISPR 16-4-2. For each applicable test method, whose instrumentation
uncertdinty budgets are higher than those defined in CISPR 16-4-2, compliance with the limits
has_to~be determined according to CISPR 16-4-2 methodology. This requirement is only
applicable for tests where an uncertainty budget is defined in CISPR 16-4-2.

The additional note was further clarification that there is no need to state in the test report the
laboratory uncertainty budget U, if this is less than or equal to the U gpr defined in CISPR
16-4-2. However, it has to be mentioned in the test report that the instrumentation
measurement uncertainty is determined according to CISPR 16-4-2.

July 2011 ICS 33.100.10 French text overleaf
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FOREWORD

This amendment has been prepared by CISPR subcommittee H: Limits for the protection of
radio services.

The text of this amendment is based on the following documents:

[N Tal n " n
DTS NePOTrT o votmg

CISPR/H/205/FDIS CISPR/H/209/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be faund in the report

on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the S ation will
remain unchanged until the stability date indicated on S under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publi N F is date, the

publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the interpretation sheet 1 okJily 2042 have beep included in this copy.

Contents
Replace the title of Clg

3 Terms, definiti

8
Replace the Clatrse’9 by the following new title:
9 Application of'limits and tests for conformity of equipment in series production

Add the following new Clauses 10 and 11:

10 Compliance with this standard

11 Emission test requirements

Replace the title of Table 1 by the following new title:
Table 1 — Emission — Enclosure port

Add the following new Tables:

Table 2 — Emission — Low voltage AC mains port
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Table 3 — Emission — Telecommunications/network port

2 Normative references
Add the following new references to the existing list:

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic

r‘nm,nnfihilify

IEC 61000-4-20:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing (Cand
measurement techniques — Emission and immunity testing in transverse _electromagnetic
(TEM) waveguide

CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility — Requirements
electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission
Amendment 1:2008

CISPR 16-1-1:2010, Specification for radio disturbance
and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immuii
apparatus

CISPR 16-1-4:2007, Specification for
and methods — Part 1-4: Radio dist
equipment — Radiated disturbances
Amendment 1:2007

CISPR 11:2009, Indu
characteristics —, 1

CISPR 16+4:2:2003,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and metRods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC
measurements

CISPR 22:2008, Information technology equipment — Radio disturbance characteristics —

Limits and methods of measurement

3 Terms and definitions

Replace the title, first paragraph and Note of this clause by the following:
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3 Terms, definitions and abbreviations

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161, as well
as the following apply.

Renumber the existing definitions 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 as 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 respectively, and add the following new subclause:

3.1 Terms and definitions

Figure 1 — Examples of port

Replace the existing figure and title by the following new figure and titlg

Enclosure port

Telecommunications/
network port

Apparatus

IEC 2581/10

3.1.8

low voltage AC insYy;

port used to con 3 ains supply network to power the equipment
NOTE Equipment bnsidered low voltage AC mains powered if it is powered from an

3.1.9
highest i 3
highest fundameqt
which it operates

After definition 3.1.9, add the following new subclause:

3.2 Abbreviations

FAR Fully Anechoic Room

OATS Open Area Test Site

SAC Semi Anechoic Chamber

TEM Transverse Electromagnetic Mode

4 Conditions during testing
Replace the second paragraph of this clause by the following new paragraph:

If the apparatus is part of a system, or can be connected to auxiliary apparatus, the apparatus
shall be tested while connected to the minimum representative configuration of auxiliary
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apparatus necessary to exercise the ports in a similar manner to that described in CISPR 11
or CISPR 22.

At the end of clause 4 add the following new paragraph.

Where applicable, additional information on EUT configuration can be found in the CISPR 16-
2 series and CISPR 11 or CISPR 22.

6 Applicability

Replace the second paragraph of this clause by the following new paragraph:

Measurements shall be applied to the relevant ports of the apparatus 2z ables 1 to

3. Measurements shall only be carried out where the relevant ports gXi

7 Emission requirements

Replace the fourth and fifth paragraphs of this clause b ¢ w paragraphs:

The description of the measurement,
methods, and the measurement set-
referred to in Tables 1 to 3.

8 Application of li
production

Replace the exi@l' S

NOTE For a givengtest m

thod, the actual value of U, has only to be recorded in the test report if the value is
greater than U,

cispr’
9 Measurement uncertainty

Replace the existing title and text of this clause by the following new title and text:

9 Application of limits in tests for conformity of equipment in series
production

9.1 Tests shall be made:

— either on a sample of equipment of the type using the statistical method of evaluation set
outin 9.2,

— or, for simplicity’s sake, on one equipment only.
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9.2  Statistically assessed compliance with limits shall be made as follows:
This test shall be performed on a sample of not less than five and not more than 12 items of

the type. If, in exceptional circumstances, five items are not available, a sample of four or
three shall be used. Compliance is judged from the following relationship:

x+kS, <L

where

x is the arithmetic mean of the measured value of n items in the sample

n
S;g = n11 Z(xi _)_C)z
i=1

x, is the value of the individual item

L is the appropriate limit

k is the factor derived from tables of the non-central ¢-distribution™v
confidence that 80 % of the type is below the limit; the'value
size n and is stated below.

c as with 80 %
deépends On the sample

The quantities x,, x, S, and L are expressed logarithmicatly: dB(uV/m) or dB(pW).

n 3 4 5 AN /\\>8/ Bs‘a\> 10 11 12

k 2,04 1,69 1,52 1,\4& 1\3g 1,36\ 1/b7 1,24 1,21 1,20

10 Compliance wijth

Where this stan
methods, complia
with the restrictioq

ainst any of the test methods, using the specific limits
vant tables.

compliant with-the~teguirements of this standard. Measurement uncertainty shall not be taken
into accodntin the determination of compliance.

Equipment which fulfils the requirements across the frequency ranges specified in Tables 1 to

3dn-this standard is deemed to fulfil the requirements in the entire frequency range from
9%kHz to 400 GHzZz

Measurements do not need to be performed at frequencies where no limits are specified.
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Bibliography

Delete the references to IEC 61000-6-3 and CISPR 14-1 from the existing list.

@%
S
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SC CIS/H/Publication IEC 61000-6-4 Amend. 1 2010, Deuxiéme édition/I-SH

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 6-4: Normes génériques —
Norme sur I'émission pour les environnements industriels

FEUILLE D'INTERPRETATION

Cette feuille d’interprétation a été établie par le sous-comité H du CISPR
protection des services radioélectriques, du comité d'études CISPR
international spécial des perturbations radioélectriques.

. Limites, pour la
CEty, Comité

Le texte de cette feuille d’interprétation est issu des documents suivants;

FDIS Rapport %vé&e \

CISPR/H/218/FDIS C|SPR/@3/\R\Q\\
A

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessug dofin tou\infb@tion sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette feuille d’interpréta G

Interprétation

8

rapport di¢ssai si va eur es périeure au Ug gpg-

L'incertitudetde instrumentale doit étre calculée et comparée avec les budgets définis
dans la/CISPR 16-4-2. Pour chaque méthode d’essai applicable, dont les budgets
d'incertitode instrumentale sont plus élevés que ceux définis dans la CISPR 16-4-2, la
conformité avec les limites doit étre déterminée selon la méthodologie de la CISPR 16-4-2.
Cefte’exigence est seulement applicable pour des essais ou un budget d'incertitude est défini
dan's la CISPR 16-4-2.

La note additionnelle était de plus une clarification qu'il n'y a aucun besoin de reporter dans le
rapport d’essai le budget d’incertitude U,,, du laboratoire s’il est inférieur ou égal au Uggpr
défini dans la CISPR 16-4-2. Cependant, il doit étre mentionné dans le rapport d’essai que
I'incertitude de mesure instrumentale est déterminée selon la CISPR 16-4-2.

Juillet 2011 ICS 33.100.10 Texte anglais au verso
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité H du CISPR: Limites pour la protection
des services radioélectriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

[aY Fa R R I
OTS NappPoOTrT O vVote

CISPR/H/205/FDIS CISPR/H/209/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatign_sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la pubN
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publicatio
publication sera

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu de la feuille d’interprétatio pris en considération dans cet

exemplaire.

Sommaire
Remplacer le tit
3

Remplacer le titfe de Mrticle 9 par le nouveau titre suivant:

9 Incertitude de mesure

Ajouter les nouveaux Articles 10 et 11 suivants:

10 CUIIfUIIII;tU' a id plébﬂlltc TTOTTIe

11 Exigences d'essais en émission

Remplacer le titre du Tableau 1 par le nouveau titre suivant:
Tableau 1 — Emission — Accés par I'’enveloppe

Ajouter les nouveaux Tableaux suivants:

Tableau 2 — Emission — Accés d’alimentation en c.a. a basse tension

Tableau 3 — Emission — Accées de télécommunication et de réseau
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Tableau 3 — Emission — Accés de télécommunication et de réseau

2 Références normatives
Ajouter les nouvelles références suivantes a la liste existante:

CEIl 60050-161, Vocabulaire Electrotechnique International — Chapitre 161: Compatibilité

&lectromaandtiale
+O-6H-OHIagHeHH

CEIl 61000-4-20:2010, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-20: Techniques
d’essai et de mesure — Essais d’émission et d’immunité dans les guides d’ende TEM

CISPR 14-1:2005, Compatibilité électromagnétique - Exigence appareils
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues '
Amendement 1:2008

radioélectriques — Appareils de mesure

CISPR 16-1-4:2007, Spécifications
perturbations radioélectriques et de [’
4: Appareils de mesure des perturbatio
radioélectriques — Matériels auxiliaire
Amendement 1:2008

1, CISPR 16-2-1:2003, CISPR 16-2-3,
Yférences suivantes:

ientifiques et médicaux — Caractéristiques de
t méthodes de mesure

S des méthodes et des appareils de mesure des
de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-

CISPR 16-2-3:2006, \Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations.radivélgctriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-
3: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité — Mesures des perturbations
rayonnees

CISPR 16-4-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des

N2 TRTH ~W-¢ TP~ caddiadl frioyry $ | EHZ NSRS P TV -~ THTH ~O-¥ 1PN\ racliadl] feioy gy Daogts 4
MCTturovativiTo 1aUiUvCTITCULITyuCo UL UCT T ITTTITITTUTInG dUuA JTTturvativiTo TAUITUvTITUITTyUuT o I darioorc =T

2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites — Incertitudes de mesure CEM

CISPR 22:2008, Appareils de traitement de [Ilinformation — Caractéristiques des
perturbations radioélectriques — Limites et méthodes de mesure

3 Termes et définitions

Remplacer le titre, le premier alinéa et la Note de cet article par ce qui suit:
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3 Termes, définitions et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEl 60050-
161, ainsi que les suivants s'appliquent.

Renuméroter les définitions existantes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 en 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 respectivement, et ajouter le nouvel article suivant:

3.1 Termes et définitions

Figure 1 — Exemples d'accés

Remplacer la figure et le titre existants par la nouvelle figure et le no

Accés par I'enveloppe

Acces de télécommunication et
de réseau

Matériel

a alimenter I'appareil
NOTE Un appareil@ 7

tension s'il est alimenté

3.1.9

3.2 Abréviations

OATSH Site d'essai en champ libre

SAC2 Chambre semi-anéchoique

CARR Ol o P + 4 |

T AT\ UTAlrmruTe TITUTTTTITTTIU dTicUITUTyutT

TEM4 Mode électromagnétique transverse

1 OATS = Open Area Test Site.
SAC = Semi Anechoic Chamber.
FAR = Fully Anechoic Room.

A~ W DN

TEM = Transverse Electromagnetic Mode.
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4 Conditions durant I'essai
Remplacer le deuxiéme alinéa de cet article par le nouvel alinéa suivant:

Si I'appareil fait partie d'un systéme, ou peut étre connecté a un appareil auxiliaire, il doit
étre soumis aux essais connecté a la configuration minimale représentative d'appareil
auxiliaire permettant I'essai aux acces d'une maniére analogue a celle décrite dans la
CISPR 11 ou la CISPR 22.

A la fin de I'article 4, ajouter le nouvel alinéa suivant.

Lorsque cela est applicable, des informations supplémentaires sur la co orxation.de 'EST
peuvent étre trouvées dans la série CISPR 16-2 et CISPR 11 ou CISPR

6 Applicabilité

Les mesures doivent étre appliquées aux acceés corresponda du matériel selon les
Tableaux 1 a 3. Les mesures doivent étre effec S ] lorsque les acceés
correspondants existent.

7 Exigences pour I'émission

Remplacer.le-titre
suivants:

8/, “Incertitude de mesure

L'incertitude due aux appareils de mesure doit étre déterminée conformément a la
CISPR 16-4-2, lorsque cela est applicable.

NOTE Pour une méthode d’essai donnée, la valeur réelle de U, ne doit étre consignée dans le rapport d'essai que

si la valeur est supérieure a Ucispr.

9 Incertitude de mesure

Remplacer le titre et le texte existants de cet article par le nouveau titre et le nouveau texte
suivants:
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9 Application des limites pour les essais de conformité des appareils
produits en série

9.1 Les essais doivent étre réalisés:

— soit sur un échantillon d’équipement du type, en utilisant la méthode statistique
d’évaluation énoncée en 9.2,

— ou, dans un esprit de simplification, sur un seul équipement.

9.2 L'evaluation statistique de la conformite aux limites doit etre realisee comme Suit:

On doit effectuer cet essai sur un échantillon comportant au moins cinqg appareils)du
modéle et au plus 12 appareils. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, il n'est’'pas
possible d'obtenir un échantillon de cinqg appareils, un échantillon de e ounde trois
appareils doit étre utilisé. La conformité est jugée a I'aide de la relatig

x+kS, <L
ou
x estla moyenne arithmétique de la valeur mesurée de échantillon
n
S;g = n11 (xz

x_  est le niveau produit par un seul
est la limite appropriée

k  est le facteur extrait de tables de t non centrée qui assure, avec une
probabilité de 80 %, que 80 % de | d dépasse pas la valeur limite; la
valeur de k£ dépend tai e\'éc elle est indiquée dans le tableau ci-
dessous.

Les grandeurs x_, x| S

dB(pW). {> !

n 3 /\< \/\ \/\V 7 8 9 10 11 12

k 2,04 &B% o2 %2 1,35 1,30 1,27 1,24 1,21 1,20

i's\hx% et ajouter le nouvel Article 10 suivant:

sente norme

Lorsque cette’ no offre des options de choix de méthodes d’essais pour tester des
exigences particulieres, la conformité peut étre établie par rapport a n'importe laquelle des
méthodes d’essai, en utilisant les limites spécifiées et les restrictions fournies dans les
tables.correspondantes.

Dans toute situation ou il est nécessaire d’essayer de nouveau I'équipement, la méthode

dessal cholsie a l'origine devralt etre utilisee pour assurer Ia conerence des resultats.

Un appareil pour lequel le résultat de mesure est inférieur ou égal a la limite, est jugé
conforme aux exigences de la présente norme. L’incertitude de mesure ne doit pas étre
prise en compte dans la détermination de la conformité.

Un appareil qui satisfait aux exigences dans les gammes de fréquences spécifiées dans les
Tableaux 1 a 3 de la présente norme, est considéré comme satisfaisant aux exigences dans
toute la gamme des fréquences de 9 kHz a 400 GHz.

Il nest pas nécessaire de réaliser des mesures aux fréquences pour lesquelles aucune
limite n’a été spécifiée.
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